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Przyrzad tensometryczny ‘

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad tensometryczny przeznaczony do pomiaréw odksztatceri rzeczywis-
tych w badanych prébkach.

Znanymi przyrzadami stuzacymi do pomiaru odksztatcen rzeczywistych sa tensometry oporowe, optyczne
i mechaniczne. Najbardziej zblizonym do przedmiotu wynalazku jest przyrzad tensometryczny do pomiaru
wydtuzen polimeréw. Sktada si¢ on z dwéch ruchomych szczek, na ktérych z jednej strony znajduje si¢ para
zaciskéw nozowych, za$ na drugim koricu szczgk zamocowane s3 dwie rolki oraz potencjometr. Na jednej z rolek
znajduje si¢ rami¢ styku ruchomego potencjometru jednodrutowego.

Zasadnicza wada tego przyrzadu jest brak mozliwosci pomiaru odksztatceni poprzecznych badanej prébki.

Innym znanym przyrzadem tensometrycznym jest tensometr unozliwiajacy pomiar odksztatcen
wzdtuznych, poprzecznych oraz kata skrecenia. W przyrzadzie tym do pomiaru odksztatcenn wykorzystuje sie
elastyczne ptytki, na ktérych naklejone sa tensometry oporowe. Plytki te ulegaja zginaniu na skutek odksztakcen
badanej prébki. Do pomiaru odksztatcen w réznych kierunkach wykorzystano rézne plytki.

Wada tego przyrzadu jest brak mozliwosci pomiaru duzych wartosci odksztatcen rzeczywistych oraz
koniecznos¢ czestego cechowania tensometru m.in. ze wzgledu na starzenie si¢ kleju.

Celem wynalazku jest umozliwienie pomiaru wydtuzen i przewezern materialéw o duzej elastycznosci, za$
zadaniem technicznym jest skonstruowanie przyrzadu tensometrycznego.

Zadanie to zostalo rozwigzane przez opracowanie przyrzadu sktadajacego s1¢ z dwdch ruchomych szczek
osadzonych na prowadnicach zapewniajacych réwnolegty przesuw tych szczek.

' W gérnej czgsci ruchomych szcz¢k umieszczone s3 nozowe zaciski przeznaczone do mocowania przyrzadu
na badanej probce. W dolnej czgsci szczgk znajdujg si¢ rolki oraz potencjometr przeznaczony do pomiaréw
wzglgdnych wydluzenn badanej prébki. Jedna z rolek osadzona jest na osi potencjometru. W srodkowej czesci
ruchomyc¢h szcz¢k znajduja si¢ cztery indukcyjne czujniki réznicowe rozmieszczone parami w dwéch prostopa-
dtych kierunkach stuzace do pomiaru odksztatceri poprzecznych obcigZonej prébki.

Zasadnicze korzysci techniczne wynikajace ze stosowania przyrzadu wedtug wynalazku polegaja na tym, ze
uzyskuje si¢ mozliwo$é réwnoczesnego pomiaru odksztatceri podtuznych i poprzecznych badanej prébki. Zasto-
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sowane w przyrzadzie czujniki umozliwiaja przeprowadzenie pomiaréw w stosunkowo szerokim zakresie od-
ksztatcen. Przyrzad umozliwia prowadzenie pomiaréw wsposéb ciagly z mozliwoscig rejestracji wynikéw badar
co ma sZczeg6lne znaczenie w materiatach o duzej elastycznosci.

‘ Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia przyrzad tensometryczny zamocowany na badanej prébce w widoku z boku, a fig. 2 przyrzad w przekroju
poprzecznym.

Przyrzad wedtug wynalazku sktada si¢ z dwéch ruchomych szczgk 112, w ktérych osadzone s3 zaciski
nozowe 3 stuzace do mocowania przyrzadu na badanej prébce. Prowadnice 4 i 5 zapewniajg réwnolegly przesuw
ruchomych szczgk 1 i2 dociskanych do badanej prébki przez sprezyny 6. Rolki dociskowe 7 i 8 znajduja sie
w dolnej czgsci ruchomych szczgk 1 i2. Rolka 7 osadzona jest na osi potencjometru 9 stuzacego do pomiaru
wydluzen prébki. Cztery réznicowe indukcyjne czujniki 10 mocowane przy pomocy uchwytéw 11 do rucho-
mych szczek 11 2, stuzg do mierzenia przewezenia w dwéch prostopadtych kierunkach. Belki 12 1 13 mocowane
na prowadnicach 4 i S stuza do wywierania nacisku celem rozwarcia szczgk ruchomych 11 2.

Badana prébka wydtluzajac si¢ wprawia w ruch obrotowy osadzona na osi potencjometru rolk¢, ktéra
powoduje przesuw ruchomego styku po drucie oporowym potencjometru. Poprzez pomiar zmiany opornosci lub
napigcia rejestruje si¢ na odpowiednich przyrzadach wzgledny przyrost dtugosci prébki. Przewezajaca si¢ prébka
powoduje wysuwanie iglic réznicowych czujnikéw indukcyjnych, ktére pracuja parami w ukladzie mostka.
Wielkos¢ przewezeri odczytuje si¢ z charakterystyk réznicowych czujnikéw indukcyjnych na podstawie wskazar
miliamperomierza.

Zastrzezenie patentowe

Przyrzad tensometryczny do pomiaru odksztatcenn rzeczywistych sktadajacy si¢ z dwéch ruchomych
szczgk osadzonych na prowadnicach, mocowany na badanej prébce za pomocg nozowych zaciskéw umieszczo-
nych w ruchomych szczgkach, znamienny tym, ze w dolnej czgsci ruchomej szczeki (2) umieszczony jest obro-
towy potencjometr (9), zas w Srodkowej czgsci ruchomych szczgk (1 i2) zamocowane sg cztery réznicowe
indukcyjne czujniki (10).
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